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(54) Title: MEASUREMENT PROBE APPARATUS FOR A PROBE MICROSCOPE, MEASUREMENT CELL AND SCAN-

NING PROBE MICROSCOPE

(54) Bezeichnung: MESSSONDENVORRICHTUNG FUR EIN SONDENMIKROSKOP, MESSZELLE SOWIE RASTERSON-

DENMIKROSKOP

Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a measurement probe apparatus for a probe microscope, in particular a scanning probe
microscope, having a measurement probe holder and a measurement probe which is arranged on the measurement probe holder and
is designed for a probe-microscopic investigation of a sample, wherein, at the measurement probe holder, a measurement probe
chamber is formed, which at least partly holds the measurement probe, is open at a face which is remote from the measurement
probe holder, and is configured for holding the liquid surrounding the measurement probe. Furthermore, the invention relates to
a measurement cell for holding a liquid sample for a probe microscope, a scanning probe microscope with a measurement probe
apparatus and a scanning probe microscope with a measurement cell.

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Messsondenvorrichtung fiir ein Sondenmikroskop, insbesondere ein Raster-
sondenmikroskop, mit einer Messsondenaufnahme und einer an der Messsondenaufndhme angeordneten Messsonde, die fiir eine
sondenmikroskopische Untersuchung einer Probe eingerichtet ist, wobei an der Messsondenaufnahme eine die Messsonde wenigs-
tens teilweise aufnehmende und auf einer von der Messsondenaufnahme abgewandten Seite offene Messsondenkammer gebildet ist,
die konfiguriert ist, eine Flussigkeit die Messsonde umgebend aufzunehmen. Des weiteren betrifft die Erfindung eine Messzelle zum
Aufnehmen einer fliissigen Probe fiir ein Sondenmikroskop, ein Rastersondenmikroskop mit einer Messsondenvorrichtung sowie
ein Rastersondenmikroskop mit einer Messzelle.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/DE2008/001202

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

NV GOIN13/16 G12B21/22

BO1L3/00

B. FIELDS SEARCHED

According to International Palent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

GOIN BOIL G12B

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulled during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX, BIOSIS, EMBASE, FSTA, IBM-TDB

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

31 May 2007 (2007-05-31)
figures 1-13

paragraphs [0035] - [0065]

X JP 2007 132781 A (SII NANOTECHNOLOGY INC) ' 1-12,18

X US 4 935 634 A (HANSMA PAUL K [US] ET AL) 1-4,
19 June 1990 (1990-06-19) 8-12,18
figures 7,8
column 11, Tine 3 - 1ine 64

A 5-7

X US 2005/199047 Al (ADAMS JESSE D [US] ET 1-3,
AL) 15 September 2005 (2005-09-15) 8-12,18
figure 1
paragraphs [0031] - [0050]

A 4-7

-/

m Further documents are listed in the continuation of Box C.

E See patent family annex.

* Bpecial calegories of cited documents :

*A" document defining the general state of the art which Is not
considered to be of particular relevance

*E’ earlier document but published on or after the international
filing date

*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

"O" document referring 10 an oral disclosure, use, exhibition or
other means

*P" document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited fo understand the principle or theory underlying the
invention

*X* document of particular relevance; the claimed invention
.cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step when the document is -taken alone

"Y* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive slep when the
document is combined with one or more other such docu-
merr:ls, such combination being obvious to a person skilled
inthe an.

‘&' document member of the same palent family

Date of the actual comptetion of the international search

28 Oktober 2008

Date of mailing of the intemational search report

25/02/2009.

Name and mailing address of the ISA/
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Polesello, Paolo

Form PCT/SA/210 [sscond sheet) (April 2005)

of 1 of 2

Relevant 1o claim No.




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/DE2008/001202

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category”

Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant 10 claim No.

x .

WO 2006/040025 A (NAMBITION GMBH [DE];
STRUCKMEIER JENS [DE]; SCHLAGENHAUF KARL
[DE]) 20 April 2006 (2006 -04-20)

figure 2

page 15, 1ine 21 - page 18, line 26

1-3,
6-12,18

4,5

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)

of 2 of 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.
PCT/DE2008/001202

Box No. IT Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. D Claims Nos.:

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. D Claims Nos.:

because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. D Claims Nos.:

because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III  Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see extra sheet

1. D As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable
claims.

2. D As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of
additional fees.

3. D As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest and, where applicable, the

payment of a protest fee.

D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit specified in the invitation.

|:| No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT Tnternational application No.

PCT/DE2008/001202

The International Searching Authority has found that the international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-12, 18

Measurement probe apparatus for a probe microscope, having a measurement probe
holder and a measurement probe which is arranged on the measurement probe holder,
wherein, at the measurement probe holder, a measurement probe chamber is formed,
which at least partly holds the measurement probe, is open at a face which is remote
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Feld Nr. I  Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Geman Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Grinden fiir bestimmte Anspriche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. D Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Gegenstande baziehen, zu deren Recherche diese Behorde nicht verpfiichtet ist, némiich

2. D Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschrisbenen Anforderungen so wenig entspre—
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefiihrt werden kann, namlich

3. l:l Anspriiche Nr.
weil es sich dabei um abhangige Anspriiche handett, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. Il Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehtrde hat festgestelit, dass diese internationale Anmeidung mehrere Erfindungen enthéit:

siehe Zusatzbl aft

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusétzlichen Recherchengeblhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
’ internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

Da fiir alie recherchierbaren Anspriche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefihrt werden konnte, der

2.
zusétzliche Recherchengeblhr gerechtfertigt hatte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung solcher Geblihren aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fir die Gebiihren entrichtet worden sind, némlich auf die
Anspriiche Nr.

4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebihren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéhnte Erfindung; diese ist in folgenden
Anspriichen erfasst:

See annex

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusétzlichen Recherchengebiihren unter Widerspruch entrichtet und die

eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebihr gezahit.

Die zusétzlichen Recherchengebihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebiihr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

D Die Zahlung der zustzlichen Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (&ruppen von) Erfindungen enthalt,
namiich:

1. Anspriiche: 1-12,18

Messsondenvorrichtung fir ein Sondenmikroskop mit einer
Messsondenaufnahme und einer an der Messsondenaufnahme
angeordneten Messsonde, wobei an .der Messsondenaufnahme eine
die Messsonde aufnehmende und auf einer von der
Messsondenaufnahme abgewandten Seite offene Messsondenkammer
gebildet ist, die konfiguriert ist, eine Fliissigkeit die
Messsonde umgebend. aufzunehmen; und Rastersondenmikroskop,
das diese Messsondenvorrichtung enthalt

2. Anspriche: 13-17,19

Messzelle zum Aufnehmen einer fliUssigen Probe fir ein
Sondenmikroskop, bei der von einer Aussenwand umgeben in
einem Innenraum mehrere Messzellenkammem gebildet sind, die
mittels einer oder mehrerer Trennwdnde voneinander getrennt
sind, wobei die einen oder die mehreren Trennwande eine
geringe Bauhdhe als die Aussenwand aufweisen; und
Rastersondenmikroskop, das diese Messzelle enthdlt.
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